采购需求
一、采购清单
	产品名称
	数量
	备注

	光电子芯片显微观察系统
	1套
	核心产品


二、参数要求
（一）主要技术参数
（注：所有技术参数均须满足要求，★技术参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、厂家盖章出具的技术白皮书、官网截图等），不满足或未提供佐证材料视为负偏离，按无效文件处理。）
（二）技术参数
	序号
	产品名称
	技术标准
	配置要求

	1
	光电子芯片显微观察系统
	★1、放大倍数范围50X ~ 1000X，具备明场、暗场观察功能。
2、光学系统：采用无限远轴向及横向色差校正及反差增强的复消色光学系统。
★3、功能转盘：不少于6位反射光功能转盘 P&C。
4、目镜：宽视场双目观察目镜，10X高眼点，带视度补偿目镜，配置十字线测微尺。双目镜筒为铰链式。
★5、物镜：50X、100X，数值孔径0.75/0.90NA。
6、光源：采用柯勒照明系统。光源使用寿命不低于 60000 小时。色温3500K。
★7、物镜转盘：≥5孔物镜转盘，电动切换可调节孔径光阑、视场光阑。
8、载物台物镜转换器：
（1）电动载物台：电动载物台行程 ≥200×200mm，重复性：±2μm 。
（2）手动载物台：行程 ≥200×200mm。
（3）电动Z轴：行程≥35mm，电动 Z 轴步进精度1μm。配备电传手轮和码盘。
（4）≥5孔电动明暗场多功能物镜转换器，带有自动锁定功能。带有位置编码，自动调节各倍数下的光源亮度。
★9、硬件自动聚焦：Z轴位移台和高帧率观测相机之间的高度协同性，能够快速根据软件算法确定样品最佳的聚焦平面并保持持续的追焦状态。
10、记录装置：物理像素≥1200万。分辨率≥4032 (H)×3044 (V)。信噪比优于40.00dB。具备4个接口：HDMI、USB 3.0 Type C、网络接口、Micro D接口；具备HDR功能；
★11、激光缺陷标记：激光缺陷标记模块，配备450nm和532nm的双激光组合。
12、其它附件：目镜十字线测微尺 10/100 和台尺 1/100mm 用于长度等的测量及定标。
13、图像采集软件：材料图像控制分析软件，不同倍率物镜下均可实现对晶圆片整片区域以及选定区域的图像成像和拼接，并根据自己感兴趣的部分来局部创建和保存图像，比例尺自动调整、曝光参数可设置。
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